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前  言

  GB/T15972《光纤试验方法规范》由若干部分组成,其预期结构及对应的国际标准为:
———第10部分~第19部分:测量方法和试验程序 总则(对应IEC60793-1-10至IEC60793-
1-19);

———第20部分~第29部分:尺寸参数的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-20至IEC60793-
1-29);

———第30部分~第39部分:机械性能的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-30至IEC60793-
1-39);

———第40部分~第49部分:传输特性的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-40至IEC60793-
1-49);

———第50部分~第59部分:环境性能的测量方法和试验程序(对应IEC60793-1-50至IEC60793-
1-59)。

其中GB/T15972.50~59目前由以下部分组成:
———第50部分:环境性能的测量方法和试验程序 恒定湿热;
———第51部分:环境性能的测量方法和试验程序 干热;
———第52部分:环境性能的测量方法和试验程序 温度循环;
———第53部分:环境性能的测量方法和试验程序 浸水;
———第54部分:环境性能的测量方法和试验程序 伽玛辐照;
———第55部分:环境性能的测量方法和试验程序 氢老化。
本部分为GB/T15972的第54部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T15972.54—2008《光纤试验方法规范 第54部分:环境性能的测量方法和试验

程序 伽玛辐照》。
本部分与GB/T15972.54—2008相比,主要技术内容变化如下:
———增加了GB/T15972.46的规范性引用文件(见第2章);
———增加了第3章背景概述(见第3章);
———删除了附录A,将内容放在了新增加的第3章(见2008年版的附录A);
———增加了实验装置概述部分的危险警示(见4.1);
———删除了光源、光滤波器/单色仪的具体要求(见2008年版的3.2,3.3);
———将“A2.1类和A2.2类多模光纤(折射率准突变和突变型)”修改为“A2类多模光纤(折射率准

突变和突变型)”(见4.8.2,2008年版的3.7.3);
———修改了光源耦合进试样的光功率要求,将“不大于1.0μW”改为“等于1.0μW”(见4.10,2008

年版的3.9);
———增加了环境背景辐照试验试样和有害核环境试验试样长度的统一要求(见5.2);
———修改了试验轴和替代放置方法的要求,修改为试验线轴的直径不小于10cm,替代放置方法应

考虑光纤的最小弯曲半径(见5.3,2008年版的4.4);
———删除了辐照源校准的检测设备的规定(见2008年版的5.1);
———增加了试验程序的概述(见6.1);
———增加了辐射结束之后的衰减总波动度要求,规定总波动度应低于所引起的总衰减的10%(见
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